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Bu E-Seminer kapsaminda, gurulti ve titresim testleri icin olduk¢ca kapsamli ¢céziimler
sunan I-DEAS yaziliminin gelismis 6zellikleri tartisilacaktir.

1 saatlik sunum kapsaminda konunun uzmanlari, yazilimin kabiliyetlerine, mevcut ve
gelecek icin planlanan gelistirmelere degineceklerdir.

E-Seminer kapsaminda ayrica, VTI Instruments tarafindan gelistirilen yliksek hiz ve
dogruluga sahip yeni nesil EMX veri
toplama sistemlerinin

I-DEAS yazilimi ile kullanimi hakkinda bilgi verilecektir.

Sunum Kapsamindaki Konu Basliklarindan Bazilari:

- Data Acquisition
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- Signal Generation

- Transducer Calibration

- Time History Editing

- Signal Processing

- Transient Post Processing

- Order Tracking

- Noise Path Analysis

Hemen bugiin kayit olun ! Bilgi ve kayit icin info@bissistem.com

Not: Kontenjanlar Sinirhdir.

Tarkiye temsilcisi oldugumuz VTI Instruments Firmasi'nin Yeni nesil Veri Toplama Sistemlerini
g6rmek icin asagidaki linke tiklayabilirsiniz:

VTI INSTRUMENTS - EMX SERISi VERi TOPLAMA SISTEMLERI
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